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Внимание! Опросный лист просим отправить e.pletneva@niiet.ru (Екатерина Плетнева)
	Контактные данные

	Организация:
	

	ФИО:
	

	Ваша должность:
	

	Контактный телефон:
	

	E-mail 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	Наличие заинтересованности 
в испытательном оборудовании
	Вид Стенда (Шифр оборудования)
	Кол-во, шт.

	а) Да                        б) Нет
	
	


Заинтересованность в услугах АО «НИИЭТ» (указать вид испытаний): ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Испытательное оборудование АО «НИИЭТ»
	№

п/п
	Шифр оборудования
	Краткое описание оборудования
	Ключевые характеристики
	Метод испытаний

	1
	АКТУ-001
	Автоматическая камера для проведения испытаний на воздействие теплового удара интегральных микросхем и полупроводниковых приборов
	•Диапазон температуры в камере тепла – ((+30) ÷ (+200)) °С;

•Диапазон температуры в камере холода – (0 ÷ (-60)) °С [жидкостная среда – спирт];

•Температура в камере холода – (-196) °С [жидкостная среда – жидкий азот].
	205-3 ГОСТ РВ 
5962-004.2-2012

	2
	СИТ С30

СИТ С50

СИТ С70
	Статические стенды для проведения отбраковочных испытаний и испытаний ЭКБ на надежность 30/50/70 изделий.
	•Вид теплообмена – жидкостной;

•Рабочий диапазон напряжений источников питания – (5 ÷ 60) В;

•Диапазон температуры теплоотводящих пластин – (35 ÷ 95) °С.
	800-1 ГОСТ РВ 
0020-57.414-2020

	3
	СИТ Д30

СИТ Д50

СИТ Д70
	Динамические стенды для проведения отбраковочных испытаний и испытаний ЭКБ на надежность 30/50/70 изделий
	
	800-1 ГОСТ РВ 
0020-57.414-2020

	4
	СИТ 210
	Динамический стенд с воздушным охлаждением для проведения отбраковочных испытаний и испытаний ЭКБ на надежность с загрузкой 21 платы с испытуемыми изделиями
	•Вид теплообмена – воздушный;
•Обеспечиваемый диапазон рабочих температур от +65 до +150°С;
•Размер (формат) плат загрузки 315x590 мм.
	800-1 ГОСТ РВ 
0020-57.414-2020

	5
	ССЭТ-16
	Секционный стенд электротермотренировки и испытаний на безотказность электронных компонентов
	•Вид теплообмена – воздушный;
•Диапазон воспроизводимых температур в камере тепла от+40 до+150°С;
•В одном стенде 3 источника питания: диапазон напряжений (0 ÷ 150) В.
	700-1 ГОСТ РВ 
5962-004.2-2012


Область компетентности ИЦ АО «НИИЭТ»:

АО «НИИЭТ» предлагает рассмотреть возможность сотрудничества в части проведения ресурсных, климатических, механических, конструктивных и функциональных испытаний ЭКБ отечественного и иностранного производства.
	  №

п/п
	Наименование и обозначение классов (группы типов) испытываемых изделий
	Коды

	
	
	ЕК 001-2023
	ОКПД2

	Номенклатура испытываемых изделий

	1
	Коммутационные изделия
	5945
	27.12.24.000

	2
	Полупроводниковые приборы
	5961
	26.11.21.110

26.11.21.120

26.11.21.130

	3
	Интегральные микросхемы
	5962
	26.11.30.000

	4
	Электронные модули, включая СВЧ
	5963
	26.11.12.000

	5
	Приборы оптоэлектронные (оптопары, оптоэлектронные интегральные схемы)
	5980
	26.11.22.200

26.11.22.300

	6
	Источники вторичного электропитания
	6130
	31.10.50.110

31.10.50.140

	7
	Резисторы
	5905
	27.90.60.000

	8
	Конденсаторы
	5910
	27.90.52.000

27.90.53.000

	9
	Дроссели и катушки индуктивности
	5950
	27.11.50.130

	10
	Предохранители, разрядники, поглотители и защитные устройства
	5920
	27.12.21.000

	11
	Электрические соединители, наконечники, клеммы и зажимы
	5935

5940
	27.33.13.000


ОФОРМИТЬ ЗАКАЗ 

(26.01.2026 по 27.02.2026г. скидка 20%)
Испытательное оборудование

	№
	Стенд (Шифр оборудования)
	Кол-во, шт.

	1
	
	

	2
	
	

	3
	
	

	Краткое техническое задание Заказчика (при наличии):


Услуги в части испытаний 

	№
	Тип предоставляемой услуги
	Вид номенклатуры испытываемых изделий

	1
	
	

	2
	
	

	3
	
	

	Краткое техническое задание Заказчика (при наличии):


2
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